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摘要(译)

描述了一种超声诊断成像系统和方法，用于更均匀地扇形扫描体积或平
面图像区域。所获取的数据集包括在整个景深和raylines上延伸的
raylines，其中省略了近场图像数据。当用径向操纵的光束扫描时，这导
致近场和远场区域的更均匀的空间采样。相应地减少了超声系统的处理
和存储要求。
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